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Przedmiotem wynalazku jest uklad do automa-
tycznego $ledzenia poprawnosci pomiaréw prébek
w liczniku ziaren, wspélpracujacym z komorg kon-
duktometryczna.

W znanych urzadzeniach pomiar zawartoSci zia-
ren w badanym osrodku, a nastepnie po przetwo-
rzeniu na impulsy elektryczne, ich analiza ampli-
tudowa, dokonuje sie w komorze konduktometrycz-
nej i we wspélpracujgcym z nig ukladzie elektro-
nicznym z licznikiem cyfrowym. Komora kodukto-
metryczna bedgca fragmentem urzgdzenia zlozona
jest z naczynia szklanego wewnetrznego, zaopatrzo-
nego w otwoér o matej $rednicy, zwany dysza, u-
mieszczonego w elektrolicie znajdujgcym sie w
drugim naczyniu. Wewnetrzne naczynie komory
konduktometrycznej polaczone jest z lewarem rte-
ciowym, zaopatrzonym w styki, wtopione w szkla-
na rurke tego lewara we wzajemnej odleglosci od
siebie okres§lajgcej czas przeplywu elektrolitu .z
ziarnami przez otwoér dyszy, stuzgce do blokady
licznika ukladu elektronicznego.

Z jednej strony dyszy wytwarza sie okreslone
podci$nienie powodujace, Ze elektrolit, w ktérym
znajdujq sie czasteczki przeptywajace przez dysze
z naczynia zewnetrznego do wewnetrznego, zakléca
stale pole elektryczne wytwarzane przez elektrody
usytuowane po obu stronach dyszy.

Poniewaz w ofrodku, ktéry podlega analizie
amplitudowej zachodzi czesto przypadek samoistne-
go catkowitego lub czeSciowego zatykania przestrze-
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ni dyszy — wielkg wage przywiazuje sie do cigglej
kontroli tej dyszy i jej przyleglych przestrzeni.

Znanym sposobem obserwacji czystoSci $wiatta
dyszy komoér konduktometrycznych w licznikach
ziaren jest metoda optyczna. Punktowe Zrédlo
Swiatla wytwarza strumien $wietlny, dodatkowo
skupiony przez soczewke. Strumienh ten pada na
dysze komory. W tej samej plaszczyZnie, lecz pod
innym katem ustawiona jest lupa za pomocg, kt6-
rej obserwator ocenia stan dyszy.

Obserwacja ciggla jest ucigzliwa i meczgca dla
obserwatora i powoduje, Ze nabywa on nawyku
tylko obserwacji wyrywkowej. Powoduje to wy-
konywanie nierzetelnych pomiar6w i bledne sza-
cowanie wynik6w pomiaréw. Zagadnienie to jest
tym powazniejsze, ze czesto zachodzi tylko czescio-
we zatkanie dyszy, przy czym drobina ktéra ja
przytkala, ulozona jest pod takim katem ze jest
niewidoczna dla obserwatora. Powoduje to zwiek-
szenie bledéw pomiarowych, gdyz czeSciowo przy-
tkana dysza zwieksza swoja oporno$é elektryczng
i wéwcezas czasteczka o malej objetoSci, przecho-
dzac przez dysze daje impuls elektryczny o wiek-
szej amplitudzie, skutkiem czego otrzymuje sie
bledne wyniki zliczonych w okres$lonych granicach
dyskryminacji impulséw. Ponadto zmniejszenie

‘Swiatla dyszy wplywa na wydluzenie czasu po-

miaru.

Celem wynalazku jest opracowanie takiego ukla-
du elektrycznego, ktéry zapewnialby automatyczng
kontrole poprawno$ci pomiaru prébek w liczniku
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' ziaren, a tym samym bylby pozbawiony wad i nie-
dogodnosci stosowanej obserwacji za pomocg ukla-
du optycznego. | ’

Cel ten spelnia uklad, ktéry zawiera polgczony
wejsciami ze stykami lewara rteciowego, - elektro-
niczny ‘uklad mierzacy czas trwania pomiaru, okre§-
lony zalozonag objetos$cig .badanej prébki i pred-
kosScia jej przeplywu przez komore konduktome-
tryczng. Za§ wyjscia ukladu pomiaru czasu polg-
czone s z wejsciami ukladu sygnalizacji na przy-
kiad optycznej, badz diwiekowej wskazujgcej po-
prawnos$¢ pomiaru.

Uklad wedlug wynalazku eliminuje koniecznos$:
cigglej obserwacji czystosci Swiatla dyszy komory
konduktometrycznej, a jednocze$nie umozliwia cal-
kowite zautomatyzowanie operacji pomiarowych,
przy zapewnieniu poprawnosci otrzymywanych wy-
nik6w.

Przedmiot wynalazku jest blizej przedstawiony
na rysunku, na ktérym uklad do automatycznego
sledzenia poprawnoéci pomiaru prébek w liczniku
ziaren, przedstawiony jest w schemacie blokowym.
W rurce szklanej rteciowego lewara 1, w ktoérej
znajduje sie rte¢ 2 wtopione sg styki ,start” 3,
cztery styki ,stop” 4 oraz styk dodatkowy 5 ma-
jacy zawsze galwaniczne polgczenie z rtecig. Do
stykbw 3 i jednego ze styk6w 4 przylgczony jest
swoimi wejsciami uklad elektroniczny 6 mierzacy
czas trwania pomiaru, ktérego wyjscia sg polgczo-
ne z ukladem sygnalizacji 7, kt6ry zawiera dzwo-
nek elektryczny i dwie lampki $wietlne.

Uklad wedlug wynalazku dziala w spos6b na-
stepujacy. Przed przystgpieniem do pomiaru, za
pomocg pompy nie pokazanej na rysunku wytwo-
rzone jest pewne podci$nienie w komorze kondukto-
metrycznej powodujace, ze stupek rteci 2 przesunie
sie i ustawi ponizej styku ,start” 3. Po urucho-
mieniu aparatu, ci$nienia zaczng sie wyréwnywaé
i stupek rteci 2 zaczyna przesuwaé sie¢ ku stykom
»Stop” 4, zwierajac sie najpierw ze stykiem 3
»start”. Zwarcie styku 3 powoduje przeplyw pradu
ze ir6édla przez styk 5, rteé¢ 2, styk 3-— do ukladu
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elektronicznego 6 mierzacego czas trwania -pomia-
ru. Znajac objetosé badanej probki i Srednice dy-
szy, znany jest $ci§le czas pomiaru calej zaltoio-
nej objetoSci probki przy stalym podci$nieniu.
Gdy dysza jest czysta i przeptyw elektrolitu pra-
widlowy, to po $ciSle okre§lonym czasie rteé¢ 2
przesunie sie tak, ze zewrze styk ,stop” 4. W tym
momencie elektroniczny uklad 6 zostaje zatrzyma-
ny w wyniku przeplywu pradu od styku 5 przez
rte¢ 2 i styk ,stop” 4. Uklad sygnalizacyjny 7 wy-
twarza sygnat méwiacy o prawidlowos$ci pomiaru.
W przypadku jednak gdy w jakiej§ chwili po uru-
chomieniu ukladu kontroli czasu pomiaru w wy-
niku zwarcia przez rteé 2 styku ,start” 3, dysza
komory konduktometrycznej zostanie czeSciowo za-
tkana, przeptyw elektrolitu bedzie wolniejszy i tym
samym wydluzy sie czas pomiaru. i
Po okreSlonym czasie, gdy rte¢ 2 nie zamknie
styku ,,stop” 4, zostanie uruchomiony uklad sygna-
lizacyjny 7 przez uklad 6. Zaleznie od stosowanej
Srednicy dyszy prawidlowy czas pomiaru moze by¢é

‘rozny. W tym celu zastosowano kilka styk6w ,,stop”

4 umieszczonych w ro6znych odlegloSciach od sie-
bie. Zaleznie od potrzeby uklad 6 przylgcza sie do
odpowiedniego styku ,,stop” 4.

Zastrzezenie patentowe

Uklad do automatycznego $ledzenia poprawnosci
pomiaru prébek w liczniku ziaren, wsp6lpracuja-
cym z lewarem rteciowym, polgczonym z komorg
konduktometryczng i zaopatrzonym w styki wto-
pione w szklang rurke tego lewara, we wzajemnej
odleglosci od siebie okreslajacej czas przeplywu
elektrolitu z ziarnami przez komore konduktomet-
ryczng, znamienny tym, ze ma polgczony wejscia-
mi ze stykami (3) i (4) lewara rteciowego (1), ukiad
elektroniczny (6) mierzacy czas trwania pomiaru,
okreSlony zalozong objetoScia badanej prébki i
predkoscia jej przeplywu przez komore kondukto-
metryezng, przy czym wyjscia ukladu (6) potgczone
sg z wejSciami ukladu (7) sygnalizacji na przyklad
optycznej, wskazujgcej poprawno$é pomiaru.
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